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発明の内容（概要）

【課題】本発明は、パーティクル（被検粒子）の粒径や個数等を計測するパーティクルカウンタに関するもの。流量に関連付
けたパーティクルの計測が可能とされ、精度の高いクリーン度の計測に繋げることができると共に、小型化及び消費電力の低
減化を図ること。

【解決手段】試料気体Ｓを内部通過させる内部流路１１が形成された
フローセル１０と、試料気体の流速を計測する流速計測部１２と、
試料気体に向けて検出光を照射する光照射部３１、及び検出光が
試料気体中に含まれるパーティクルＰに
当たることで散乱する散乱光を検出する
光検出部３２を具備し、検出した散乱光
に基づいてパーティクルを計測するパー
ティクル計測部１３と、流速計測部で計
測された流速に基づいて試料気体の流量
を算出すると共に、算出した流量とパー
ティクル計測部による計測結果とを関連
付ける算出部１４と、を備えているパー
ティクルカウンタ１を提供する。

パーティクルカウンタ１は、クリーンルー
ムＲ内の各所に複数配設されて使用される。 パーティクルカウンタの外観斜視図 パーティクルカウンタの分解斜視図


